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EMENTA: Instrumentos e Sistemas de Medição: Conceitos Gerais; Componentes; Classificação; 
Grandezas, Unidades, Padrões e Calibração; Caracterização Estática e Dinâmica. 
Condicionamento do Sinal Elétrico: Noções de Eletricidade e Eletrônica Básica; 
Amplificação, Atenuação, Deslocamento e Proteção; Transmissão do Sinal; Digitalização 
do Sinal (Multiplexação, Amostragem, Conversão A/D); Aspectos Práticos (Tipos de Sinais 
Analógicos, Modos de Aquisição); Teorema de Nyquist, Filtragem de Guarda. Sensores e 
Transdutores: Circuitos de Pontes e Medidas de Parâmetros Elétricos; Sensores e 
Transdutores: Princípios de Funcionamento; Aplicações em Medições específicas. 
Programação em Labview: Aquisição de Dados; Controle de Instrumentos 
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